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INZYNIERIA PRODUKCJI

Opracowanie planéw badawczych projek-
téw innowacyjnych do NCBiR w ramach osi
programowe] ,Szybka Sciezka".

Analiza techniczno-ekonomiczna przedsie-
wziec¢ inwestycyjnych ukierunkowanych na
innowacje produktowsq i/lub procesowa.

TRANSPORT

Projektowanie automatyzacji procesow
transportowych w przedsiebiorstwach pro-
dukcyjnych i/lub ustugowych.

Projektowanie rozwigzan dla transportu in-
termodalnego.

Optymalizacja wielokryterialna transportu
drogowego.

KONTROLA JAKOSCI

Badanie jakosci procesow technologicz-
nych w przedsiebiorstwach produkcyj-
nych.

Rozpoznanie mozliwosci  zastosowania
pomiaru termowizyjnego, do oceny stanu
technicznego i detekcji uszkodzern maszyn
i urzgdzen w procesie ich eksploatacji.

IWERSYTET ZIELONOGORSKI
ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Gora
WWW.Uz.zgora pl

W tym zakresie przewidziany jest:

Audyt termograficzny w celu sprawdzenia
poprawnosci dziatania urzadzen mecha-
nicznych narazonych w normalnym trybie
pracy na obcigzenia.

Zastosowanie diagnostyki termowizyj-
nej we wczesnym wykrywaniu uszkodzen
czesci maszyn.

Detekcja termograficzna wadliwie pracu-
jacych urzadzen mechanicznych.

ANALIZA MIKROSKOPOWA

Badania warstwy wierzchniej i ocena
sktadu chemicznego materiatéw za po-
mocq Skaningowego Mikroskopu Elek-
tronowego JEOL JSM- 7600F.

Mikroskop umozliwia zobrazowanie
struktury wierzchniej warstw materiatow
w powiekszeniu powierzchni nawet do
1. 000.000x.

Dzieki przeprowadzeniu badan mozliwa jest
ocena struktury badanych materiatow, po-
miar grubosci powtok, czy niejednorodno-
Sci powierzchni.

Modularny system napylania prézniowego
QUORUM Q150T S.



Wysokorozdzielczy
system napylania me-
talami szlachetnymi oraz
weglem.

Badania topografii metoda mi-
kroskopii sit atomowych (AFM)

Mikroskop EasyScan AFM umozliwia wyko-
nanie zdje¢ 3D topografii powierzchni ba-
danej probki oraz okreslenie chropowato-
$ci (po obszarze, po linii). Z rozdzielczoscig
skanowania w kierunku xy: 0,15 nm, w kie-
runku z: 0,027 nm.

CHARAKTERYSTYKI WYTRZYMALOSCIO-
WE

Badania wytrzymatosciowe Quasistatyczne
i dynamiczne (do 10Hz) badania materiatéw
oraz detali w zakresie obcigzenia osiowe-
go +/- 25 kN, obcigzenia skretnego +/-
220 Nm oraz przemieszczenia +/- 52mm
i katowego +/- 1302. Badania w komorze
srodowiskowej w zakresie obcigzenia osio-
wego +/- 10kN oraz skretnego +/- 100
Nm w temperaturze 5-402 C. Mozliwosc
wyznaczenia takich parametrow jak sita,
wydtuzenie, modut Younga, wspotczynnik
Poissona (w tym z zastosowaniem eksten-
sometru w zakresie 10 — 50 mm klasa do-
ktadnosci 0,5 wg normy ISO 9513 cyfrowej
korelacji obrazu).

Badanie mikroodksztatcen

Badanie mikroodksztatcen materiatow me-
todg trojwymiarowej, cyfrowej kore-
lacji obrazu dla probek z zakresu
analizowanej powierzchni 0,5mm
x 0,5mm do 15mm x 15mm

z rozdzielczosci 5 MPx oraz
czestotliwoscig 75Hz.

Analizy  przemiesz-
czen metodami
optycznymi.

Pomiar  odksztatcen
| przemieszczen kon-
strukcji w zakresie od
1cm — 2 m z wykorzystaniem
systemow  ARAMIS | PONTOS
firmy GOM. Analizy odksztatcen
w ztozonych konstrukcjach. Eksper-
tyzy wytrzymatosciowe maszyn i urzadzen.
Badanie charakterystyk mechanicznych
i materiatowych materiatéw, Badania zme-
czeniowe wedtug norm m. in. PN-H-04335
i PN-H-04327.

Projektowanie konstrukcji pod katem sto-
sowania technologii addytywnych. Projek-
towanie i wykonanie elementow konstrukgji
metodg FDM. Modelowanie | badania eks-
perymentalne wysokoodksztatcalnych ma-
teriatow polimerowych.

Modelowania i badania eksperymentalne
uktadow hydraulicznych i pneumatycznych.
Analiza i projektowanie uktadow wykorzy-
stujacych przeptywy mas, ciepta | energii.
Modelowanie obiektow rzeczywistych do
zastosowan w kontroli i sterowaniu uktada-
mi automatyki.

Projektowanie i konstrukcje uktadow me-
chatronicznych. Modelowanie uktadéw na-
pedowych w konstrukcjach mechatronicz-
nych. Analiza kinematyczna i dynamiczna
mechanizmoéw. Projektowanie mechani-
zmow dzwigniowych.
Prowadzenie doradztwa zZwigzanego
z projektowaniem, badaniami numeryczny-
mi z wykorzystaniem metody elementow
skonczonych w zakresie:

Opracowywania modeli geome-
trycznych oraz numerycznych
elementow ciata cztowieka.

Projektowania implan-
tow, narzedzi chirur-
gicznych oraz innych
urzadzen me-
dycznych.



Liniowej i nieliniowej analizy wytrzymato-
sciowej.

Projektowania oraz analizy uktaddow bio-
mechanicznych.

Technik obliczeniowych oraz statycznej
i dynamicznej analizy numerycznej prze-
ptywow ciepta i ptynow.

BADANIA ELEKTROCHEMICZNE

Badania proceséw korozji metodami

elektrochemicznymi

Prowadzenie badan procesow korozyj-
nych - wyznaczanie szybkosci korozji,
opornosci polaryzacyjnej, badanie po-
tencjatu korozyjnego, wyznaczenie krzy-
wych polaryzacji Tafela, roznorodnymi
technikami, zarowno statoprgdowymi jak
i zmiennopragdowymi. Badania powtok
ochronnych metodg elektrochemicznej
spektroskopii impedancyjne;j.
Prowadzenie pomiarow stezenia (aktyw-
nosci) jonoéw wodorowych wyrazonego
w jednostkach pH, napiecia w mV, prze-
wodnosci wtasciwej okreslonej w pS/cm
lub mS/cm.

Charakterystyka elektrochemiczna w pty-
nach fizjologicznych

Przeprowadzenie analiz elektrochemicz-
nych w roztworach symulujgcych ludzkie
ptyny lub w dowolnym elektrolicie. Stoso-
wane metody pomiarowe to m.in. pomiar
potencjatu stacjonarnego, elektrochemicz-
na spektroskopia impedancyjna, woltam-
perometri cykliczna, chronoamperometrii,

potencjometrii, pomiaru przewodnictwa
roztworow.
INNE OZNACZENIA

Pomiar zwilzalnosci materiatu

Pomiary dynamicznego/statycznego ka-
ta zwilzania powierzchni materiatow
w zaleznosci od jej porowatosci. Rejestra-
Cja obrazow kropli, wyswietlanie parame-
trow w funkcji czasu. Mozliwos¢ wyboru
wielkosci kropli, a takze cieczy pomiaro-
wych

Oznaczenie spektrofotometryczne bia-
tek

Pomiary absorbancji w zakresie 190 — 1100
nm, mozliwos¢ zbierania widma w ca-
tym zakresie pomiarowym lub dla wska-
zanej dtugosci fali. Wykonywanie krzy-
wych wzorcowych w oparciu 0 minimum
5 punktow




